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Spektrometr XRF PI-MKX 01

Spektrometr promieniowania X stuzy do identyfika-
cji pierwiastkéw danej substancji oraz okreslenia ich
stezenia. Pierwiastki sg wykrywane na podstawie
charakterystycznej dtugosci fali emisji wtdrnego

promieniowania RTG. Analiza ilosSciowa (ocena ste- e Hrometr gy Plig, 7 POLON. 176,

zenia danego pierwiastka) jest mozliwa poprzez po- -

miar intensywnosci energii (odpowiadajacej dane- “”M /
mu pierwiastkowi). Stezenie badanego pierwiastka P i o e : ‘
okreslane jest za pomocg pomiaru intensywnosci li- Vet i, @

nii jego charakterystyki. Obecnie metoda XRF jest gy

technika analityczng wykorzystywang w badaniach
niedestrukcyjnych. Metoda XRF ma szczegdlne zna-
czenie w przypadku analizy warstwy przypowierzch-
niowe] oraz jest szeroko wykorzystywana w analizie
sktadu, w szczegdlnosci w badaniach wyrobéw me-

talowych, ceramicznych, szklanych oraz materiatow (D

budowlanych.

Funkcje

Aparat wyposazony jest w polskojezyczne oprogramo-

Zastosowanie wanie, pozwalajgce w prosty sposéb wykonywaé analizy
ilosciowe i jakosciowe. Spektrometr PI-MKX 01 pozwala

Miernik XRF typ PI-MKX 01 to klasyczny spektro- oznacza¢ pierwiastki chemiczne potozone w ukfadzie

metr laboratoryjny, pracujacy na zasadzie spek- okresowym, od sodu (Na) w zakresie od 0,1 ppm do

trometrii rentgenowskiej EDXRF. Aparat wyposazo- 100%:

ny jest w detektor SDD, posiadajacy rozdzielczos¢ + stezenie pierwiastkéw w prébkach wodnych, $ciekach;

od 125 do 140 eV, oraz lampe pracujaca w zakresie * zawarto$¢ pierwiastkéw w prébkach statych, prosz-

do 50 keV. Wygodna, wysuwana automatycznie, kach;

komora probek z rotacjg naczynka pozwala na pre- » grubosci warstw metali, folii i innych pokry¢

cyzyjne pomiary. metalicznych;

e zawarto$¢ metali w plastikach;
* zawartos¢ pierwiastkdw w glebach stezenie pierwiast-
kéw w olejach, smarach, ptynach chtodniczych;
* analiza zgodnosci elektroniki z dyrektywg ROHS;
e, t - ¢ detekcja otowiu;
e [ 4 * analiza rozpuszczonego wegla organicznego;
e segregacja ztomu ( ELV );
e analiza prébek archeologicznych;
* analiza jakosciowa i ilosciowa.
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Podstawowe dane techniczne

Oprogramowanie Lampa rentgenowska
Jezyk ‘ Polski , Angielski Materiat tarczy Ag (srebro)
Podglad aktualnie sczytywanego pomiaru i wczeéniej zapisanych Grubosc tarczy 0,75 um
widm w jednym oknie Napigcie pracy 10- 50 kv
Wybér pierwiastkow do analizy poprzez okno dialogowe Prad lampy 5-200 pA
Kalibracja krzywych ilosciowych Moc lampy 4 W
Indywidulane raporty pomiaru—dostosowane do klienta Materiat okna Be (beryl)
Procedura przygotowania prébki uwzgledniona w obliczeniach Wielko$¢ ogniskowej 2mm
Detektor SDD Peaks Collection =]
o ulepszonej rozdzielczosci widmowej zapewniajgcy lepszy ::"ﬂ: ::ﬁ:g::: :::_: ::: Iil r s
rozdziat widm pierwiastkéw w poréwnaniu z klasycznym [l B 0,1833keV Ka1,2 151 :
detektoren S-IN Shoneeh e o e
) . 10 ©,5249kel Kal.2 151 0.0
Rozdzielczo$¢ energetyczna |125-140eV FWHM dla 5,9 keV| |] F  8,6768key Kai,2 148 o
_/He  ©,8486keV Ka1l,2 150 Im—
Stosunek piku do tta 20000:1 ¥iHa  1,8410keV  Kal,?2 150 |
Mg 1,2536keV Kal,2 150 -
Zliczenia tta <3 x103s, 2 keV - 150 keV WAL 1,4867kel  Kal 100
[IAl  1,4863keV Ka2 50
Grubosé okna 12,5 pm AL 1,557hkeU  Kb1 1
e si 1,7400kel  Kadi 160
: ) 2 i 5i  1,7394kel Ka2 50
Powierzchnia 25 mm el 2
i i v P 2,8137keU Kal 180
Kolimator wielowarstwowy Gl P 2.0127ked Ka2 5
Stabilnos$¢ przyrostu <20 ppm/°C g : g:;:;:::: ::: “i
[ § 2,3066keU Ka2 50 |
[omens == B

W ofercie spektrometrow rentge-
nowskich posiadamy aparat wy-
posaiony w wielopozycyjny au-
tomatyczny podajnik prébek oraz
rozwigzania do pomiaréw on-line.

POLON-IZOT Sp. z 0. o. jest kontynuatorem dziatalnosci firmy POLON Zjednoczone
Zaktady Urzadzen Jadrowych, zatozonej w 1956 roku. Mozemy sie zatem poszczyci¢
ponad 50-letnim dorobkiem technicznym. Nasza misjg jest produkcja sprzetu
opartego na wfasnych rozwigzaniach technicznych, aparatury przemystowej i
laboratoryjnej on/off line, urzadzen pomiarowych, uktadéw sterujgcych procesami
technologicznymi. Sciéle wspdtpracujemy z Centralnym Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, Instytutem Chemii i Techniki Jadrowej, Narodowym Centrum Badan
Jadrowych oraz Instytutem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

POLON-IZOT Sp. z 0. 0. posiada Zezwolenia Departamentu Ochrony Radiologicznej
Paristwowej Agencji Atomistyki uprawniajace do instalowania, obstugi, konserwacji
i produkgji izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz spektrometréw XRF.

POLON - 1ZOT sp. z 0.0. | ul. Michata Spisaka 31 | 02 - 495 Warszawa
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